SIGMATEST 2.070

FOERSTER

Presné a spolehlivé méreni el. vodivosti

Snadné méreni ve vysoké kvalité

SIGMATEST 2.070 je pfenosny pfistroj pro pfesné méfeni
elektrické vodivosti neferomagnetickych kovl s vyuzitim
metody vifivych proudd na zakladé komplexni impedance
méfici sondy. Méfici rozsah pfristroje je definovan jeho ka-
libraci.

V pribéhu méfeni materialu o neznamych vlastnostech,
pfistroj pfevede komplexni hodnotu impedance na hodnotu
elektrické vodivosti. Hodnota elektrické vodivosti je indikova-

na na LCD displeji pFistroje.
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Prehled vyhod poskytnutych nasim pristrojem

= Snadné ovladani

= Siroky frekvené&ni rozsah pro méreni riznych tlousték materialu

= Teplotni kompenzace pro stabilni vysledky i pfi ménicich se
teplotach

= Automatickd kompenzace oddaleni az do 0,75 mm pro méfeni
pfes nanesenou vrstvu

= Korekéni faktory pro méfeni na zakfivenych plochach

= ZvySena pfesnost méfeni i pfi vysokych frekvencich (480
kHz) +/- 0,5 %

= Stinéné sondy pro odstranéni hranového efektu

= Sondy s dlouhou Zivotnosti a titanovou ochranou pro sniZeni
opotiebeni

= Robustni konstrukce pro pouziti v pramyslovych provozech



Nedestruktivni zkouseni metodou vifivych proudu

Kontrola kvality

SIGMATEST 2.070 urcuje fyzikalni a technické vlast-
nosti materialu. Obvykle se pouziva ke kontrole kvality
vyrabénych dild, testovani kombinaci rdznych materiald
a tfidéni kovdu, slitin a kovového odpadu. PFistroj se
také pouziva pfi udrzbé letadel, pfi urCovani tepelného
poskozeni a pfi kontrole v pribéhu vyroby a zpracovani

v metalurgii.

Vyznacuje se péti riznymi budicimi frekvencemi a extrémné
vysokou pfesnosti méfeni. Tuto vysokou pFesnost si pfistroj
zachovava i pfi vysoké frekvenci 960 kHz, coz umoznuje
méfit velmi tenké materialy s velkou pfesnosti. Méfici pFistroj
je schopen automaticky standardizovat naméfenou hod-
notu elektrické vodivosti na 20 °C diky integrované teplotni
kompenzaci. Kvalita méfeni splfiuje normy spole€nosti Boeing
(BAC 5651) a Airbus.

VyssSi zkuSebni presnost

= SIGMATEST 2.070 nabizi frekvence az 960 kHz. Tato
vysoka frekvence umoznuje provadét pfesna méreni elek-
trické vodivosti na dilech o velmi tenké tloustce stény.

= Charakteristiky sondy jsou nyni uloZeny pfimo na sondé a
pfistroj je automaticky nacita.

= Slot na SD kartu pro ukladani t¢éméf neomezeného mnozst-
vi zkuSebnich dat.

= Je mozné dalkové ovladani vzdalenym pocitacem prostfed-
nictvim ethernetového rozhrani RJ45. Rozhrani umoziuje
kompletni kontrolu nad pfistrojem a integraci do automati-
zovanych systému.

= Operatorské rozhrani podporuje vice jazyku.
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Zkouseni se SIGMATEST 2.070

Provozni rezimy

SIGMATEST 2.070 m(iZze pracovat v rezimu DOTYKOVY nebo
KONTINUALNI. Rezim KONTINUALNI pouzijte ke skenovani
povrchll a zobrazeni naméfenych hodnot v ¢asovém grafu
nebo rezim DOTYKOVY k méfeni jednotlivych hodnot. K

ulozeni vSech méfeni pouzijte funkci zaznamu.
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Korekéni faktor

Odchylky v geometrii materialu mohou zpUsobit chybu
mérfeni. Pfikladem je méfeni na zkuSebnich télesech se
zakfivenym (konkavnim nebo konvexnim) povrchem. Je-li
znama hodnota vodivosti zkuSebniho kusu, Ize chybu zplso-
benou zakfivenim povrchu korigovat pomoci korekéniho
faktoru. Naméfena hodnota se vynasobi korek&nim fak-

torem a opravena hodnota se zobrazi na LCD displeji.

0.5 az 65 MS/m nebo 1 az 112 % IACS
+/- 0.5 % naméfené hodnoty <10.0 MS/m

Méfici rozsah

Absolutni pfesnost - pouze pfistroj
Rozliseni

Automaticka kompenzace vzdalenosti

Pracovni frekvence

LCD displej 480 x 640 pixeld
Napajeni 5V DC /3000 mA
Provozni doba na sadu baterii 4 h

Provozni napéjeni
Rozhrani

Teplotni rozsah

Vihkost 5% az 85 %
Rozméry 211 x 102 x 40 mm
Hmotnost 0.62 kg

Normy
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SIGMATEST 2.070 si “pamatuje”
The SIGMATEST 2.070 nyni automaticky pfijima spravnou
kalibracni kfivku ze sondy. Tato funkce je uzite€na zejména

pfi pouziti 8mm i 14mm sondy se stejnym pfistrojem.

Kompenzace teploty

SIGMATEST 2.070 kompenzuje zmény elektrické vodi-
vosti souvisejici s teplotou. Vychozi teplotni koeficient je
instalovan v kazdém pfistroji. Kromé toho mlze uzZivatel
definovat specificky teplotni koeficient pro optimalizaci
vysledkl pro konkrétni aplikace.

Mé&feni teploty se provadi bud pomoci teplotniho ¢idla, které
je integrovano v sondé, nebo pfipojenim externiho teplotniho
Cidla. Externi teplotni ¢idlo se doporucuje pouzit v pfipadé,

ze se teplota zkouSeného kusu lisi od teploty sondy.

+/- 0.1 % naméfené hodnoty
Do 750 um (0,03 palce)
60/ 120 /240 /480 /960 kHz

Napajeci zdroj a nabijecka baterii pfizpusobitelné provoznimu napéti v jakékoli zemi
10 pinovy konektor LEMO, slot pro kartu SD, Ethernet RJ45 100 Mbit/s
0 °C az +40 °C (32 °F az 104 °F)

DIN 50994, ASTM E 1004, DIN EN 2004-1
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